Załącznik A do SWZ 
Opis przedmiotu zamówienia
1. Wieloczujnikowy skaner rdzeni osadowych i skalnych posiadający:
1) system bazowy, 
2) czujnik fluorescencji rentgenowskiej (XRF), 
3) osłonę przed promieniowaniem rentgenowskim, 
4) miernik gęstości gamma, 
5) miernik podatności magnetycznej, 
6) kamerę linescan, 
7) oprogramowanie do sterowania systemem. 
 
2. Wymagania odnośnie systemu bazowego:
1) system musi posiadać zautomatyzowany tor pomiarowy z możliwością instalacji wielu czujników,
2) orientacja rdzenia w trakcie skanowania oraz samo skanowanie muszą odbywać się 
w pozycji poziomej,
3) system ma posiadać możliwość skanowania płaskiej powierzchni rdzeni osadów nieskonsolidowanych oraz płaskiej lub zaokrąglonej powierzchni rdzeni skalnych,
4) system skanowania musi poruszać się równoległe w stosunku do najdłuższej osi rdzenia, a rdzeń w trakcie analizy musi pozostawać nieruchomy,
5) czujniki spektroskopii XRF muszą dotykać powierzchni rdzenia w celu dokonania pomiaru,
6) czujniki dotykowe muszą mieć możliwość regulacji napięcia w celu zapobiegania uszkodzeniu rdzeni w trakcie analizy,
7) system musi posiadać możliwość analizy całych rdzeni oraz rdzeni przeciętych wzdłuż w rozmiarach 2/3 i 1/2,
8) urządzenie musi mieć możliwość działania bez systemu chłodzenia,
9) system skanowania musi mieć możliwość integracji wielu czujników do wszechstronnej analizy rdzeni, w tym możliwość zintegrowania takich technologii jak: spektrometr XRF, analizator gęstości gamma, analizator prędkości fal P i S, bezkontaktowy miernik oporności elektrycznej, analizator całkowitego i spektralnego promieniowania gamma, spektrometr VIS/VNIR/SWIR, miernik podatności magnetycznej, kamerę linescan do zdjęć w świetle widzialnym i ultrafiolecie,
10) system musi posiadać zautomatyzowany i kontrolowany za pomocą oprogramowania silnik do przesuwania czujników wzdłuż toru pomiarowego,
11) dokładność pozycjonowania czujników przez silnik musi mieć dokładność powyżej 
0.1 mm,
12) system musi być dostarczony wraz z komputerem,
13) tor pomiarowy musi umożliwiać analizę rdzeni o maksymalnej długości 150 cm 
i maksymalnej szerokości 15 cm.

3. Wymagania wobec czujnika fluorescencji rentgenowskiej (XRF):
1) napięcie źródła promieniowania rentgenowskiego musi mieścić się w zakresie 4 – 50 kV,
2) uszczelnione źródło promieniowania rentgenowskiego musi być zbudowane z Rh 
i posiadać moc 15 W,
3) konieczność posiadania wielkopowierzchniowego detektora SDD 30 mm2  
z przedwzmacniaczem CUBE,
4) rozdzielczość widmowa musi wynosić co najmniej 133 eV przy Mn kα,
5) zautomatyzowana kolimacja wzdłuż rdzenia musi mieścić się w zakresie od 0,1 mm do 10 mm,
6) zautomatyzowana kolimacja w poprzek rdzenia musi wynosić 5 mm, 10 mm i 15 mm,
7) konieczne jest posiadanie zamkniętej celi pomiarowej wypełnionej helem dla lepszego pomiaru pierwiastków o niskiej energii, takich jak: Na, Mg, Si, Al itp.,
8) pomiar pierwiastków musi obejmować zakres od Na do U,
9) musi posiadać łatwe do wymiany okienko prolenowe o grubości 4 μm,
10) system musi posiadać ściśle sprzężoną geometrię między źródłem – obiektem – detektorem,
11) konieczna jest możliwość stworzenia przez użytkownika własnych trybów skanowania XRF, kontroli ustawienia rentgenowskiego i pozycji filtrów,
12) musi być możliwa kalibracja do ppm/% dla 22 pierwiastków,
13) widma XRF mają być eksportowane.

4. Wymagania wobec osłony przed promieniowaniem rentgenowskim:
1) osłona musi posiadać podwójną blokadę, lampę ostrzegawczą przed promieniami rentgenowskimi oraz system awaryjnego wyłączenia promieniowania rentgenowskiego,
2) osłona musi posiadać okienko z ołowianego akrylu umożliwiające obserwację obszaru pomiarowego,
3) osłona musi być otwierana przy pomocy dużych przesuwnych drzwi ułatwiających załadunek rdzenia.

5. Wymagania wobec miernika gęstości gamma:
1) czujnik musi wykorzystywać szczelne źródło promieniowania gamma Cs-137 umieszczone w osłonie z ołowiu i stali nierdzewnej, zapewniającego promieniowanie nieprzekraczające na powierzchni osłony 5 usv/godz.,
2) źródło promieniowania gamma musi być dostarczane z odpowiednim opakowaniem, tak aby mogło być wysłane jako przesyłka na warunkach UN2910,
3) czujnik musi korzystać z 3-calowego detektora NaI z oprogramowaniem do automatycznego rozpoznawania pików w celu uzyskania maksymalnej szybkości zliczania,
4) czujnik musi być dostarczony z odpowiednimi protokołami kalibracji i częściami dla rdzeni nieskonsolidowanych osadów i rdzeni skalnych, 
5) dane muszą być pozyskiwane jednocześnie z innymi czujnikami, a wyniki muszą być wyświetlane na żywo za pomocą oprogramowania.
6. Wymagania wobec kamery linescan:
1) kamera musi umożliwiać pozyskiwanie obrazów w świetle widzialnym i UV,
2) oświetlenie widzialne i UV LED musi być zintegrowane,
3) kamera musi zawierać filtry polaryzacyjne, które usuwają odblaski odbite od mokrych rdzeni,
4) przysłona i ogniskowanie muszą działać automatycznie,
5) protokoły kalibracji balansu bieli i kolorów muszą być zautomatyzowane,
6) pozyskiwanie obrazu musi być sterowane w oprogramowaniu,
7) zakres rozdzielczości obrazu musi mieścić się w zakresie od 200 do 1000 pikseli na cm.

7. Wymagania wobec miernika podatności magnetycznej:
1) czujnik musi być w stanie mierzyć w zakresie 26 SI (w zależności od objętości) z rozdzielczością 1x10-6 SI,
2) miernik musi być wyposażony w co najmniej dwa czujniki pętlowe do pomiaru całych rdzeni dokonujących pomiaru z częstotliwością 0,565 kHz,
3) miernik musi być dostarczony z co najmniej jednym czujnikiem punktowym do pomiaru przeciętych rdzeni z częstotliwością 2 kHz,
4) czujnik musi być dostarczany ze stabilnymi żelaznymi standardami odpowiednimi dla czujnika pętlowego i czujnika punktowego,
5) system czujników musi działać jednocześnie z innymi czujnikami, a wyniki muszą być wyświetlane na żywo za pomocą oprogramowania.

8. Wymagania wobec oprogramowania do sterowania systemem:
1) oprogramowanie musi być dostosowane do potrzeb analizy danych ze skanowania rdzeni z możliwością eksportu odpowiednich metadanych, takich jak: nazwa rdzenia, numer sekcji, głębokość rdzenia, długość próbki, ustawienia aparatury i tryb pozyskiwania danych,
2) oprogramowanie musi automatycznie kontrolować wszystkie czujniki i odbierać z nich dane, 
3) oprogramowanie musi umożliwiać wyświetlanie danych ze skanowania XRF i pozostałych pomiarów natychmiast po zakończeniu pomiarów,
4) oprogramowanie musi umożliwiać konwersję między zliczeniami ze skanowania XRF a wartościami ppm dla 22 pierwiastków.

9. Wymagania odnośnie gwarancji:
1) gwarancja minimum 24 miesiące od daty potwierdzenia należytego wykonania zamówienia,
2) autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny,
3) czas reakcji serwisu od chwili zgłoszenia awarii – do 2 dni roboczych,
4) czas naprawy od momentu powiadomienia o awarii – do 90 dni,
5) okres gwarancji będzie automatycznie przedłużany o czas trwania zgłoszonych awarii urządzeń.

10. Dodatkowe wymagania dotyczące realizacji zamówienia:
1) Montaż, instalacja i uruchomienie aparatury w siedzibie Zamawiającego - Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM w Poznaniu – Instytut Geologii, ul. Bogumiła Krygowskiego 12 .
2) Bezpośrednio po instalacji Wykonawca przeprowadzi szkolenie  z obsługi aparatury w miejscu jej instalacji:   
· co najmniej 3 dni robocze (po 8 godz. każdy dzień), 
· [bookmark: _GoBack]dla 3 osób.
